Zjistit hlavni pricinu
Rychleji prijmout
spravne rozhodnuti

ZEISS reseni pro technickou cistotu

Korela¢ni postup pro identifikaci kontaminace ¢asticemi w

zeiss.com/technical-cleanliness See in g beyO n d
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Vysoka cistota
Zajisteni kvality

Casticové filtry

z Cistici skriné
nebo jiné metody
extrakce castic




Kriticka castice
komplexné
charakterizovana

Znecisténi Casticemi ma negativni dopad na efektivitu,
funkcnost a zivotnost produktu.

Dodavatelé, vyrobci a koncovi uzivatelé pozaduji stale vyssi
standardy kvality. Proto rozvinuty program technickeé cistoty
je nezbytny pro vymyceni kontaminace vyrabénych dild

a komponentld béhem vyrobniho procesu.

Vyzkumy navic ukazaly, ze hlavnim zdrojem poruch
hydraulickych a olejem pInénych strojl je znecisténi Casticemi.
Analyza oleje pomaha minimalizovat naklady na udrzbu

a zlepsit provozuschopnost stroje.

Pro dosazeni maximalni kvality potrebuji vyrobci jednoznacna
a komplexni data z analyzy cCastic.

Re3eni technické &istoty od spole¢nosti ZEISS identifikuji

hlavni pfi¢inu kontaminace a umozni vam rychlé a spravné
rozhodnuti.
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Reseni na miru
pro potreby
vyrobniho primysiu s

Automobilovy primysl :
NEV



ZEISS FesSeni pro technickou cistotu byla vyvinuta ve spolupraci s automobilovymi
spoleCnostmi, které potfebuji vykonné a snadno pouzitelné systémy identifikace
a klasifikace castic.

Vysledkem je, ze ZEISS poskytuje feseni pro snadné pouziti, i pro operatory, kteri
nejsou odborniky na mikroskopii. Lze je pouzivat na vice mistech v jakémkoli

vyrobnim nebo prlimyslovém prostredi.

ZEISS fedeni pro analyzu ¢astic pracuji se zavedenymi primyslovymi normami:

Technicka ¢istota Cistota oleje Cistota zdravotnickych
- VDA 19.1 -1SO 4406 prostredkl ve
- 15O 16232 - 1SO 4007 vyrobnim procesu

- DIN 51455* - VDI 2083

- SAE AS 4059

- NAS 1638

Letecky
pramysl

Aditivni
vyroba : BT RE "« K dispozici od 2021
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Zvysovat standardy
Prijimat informovana
rozhodnuti o hlavni

N7 /1 A4 ]

pricine kontaminace

ZEISS reseni pro testovani Cistoty umoznuje
kvantifikovat znecisténi castic podle
primyslovych standardd.

Portfolio feSeni ZEISS umoznuje kombinovanou
detekci a klasifikaci castic ve velmi efektivnim
pracovnim postupu, ktery castice nejen
vyhledava, ale take je klasifikuje podle
kontaminace nebo pficiny opotrebeni.

ZEISS umoznuje kombinovat data ze svételnych
i elektronovych mikroskopU v jednom
pracovnim postupu a ziskat tak komplexnéjsi
informace.

Systémy svételné mikroskopie
Odhad potencialniho rizika kontaminace

Specifikace Castic podle mnoZstvi, rozdéleni velikosti a
morfologie. Rozliseni kovovych lesklych a nekovovych
¢astic a vldken az do 2 um. Vytvafeni reportl kontroly
Cistoty podle prmyslovych standardd.

RozliSeni kovovych lesklych

a nekovovych ¢astic




Korelacni analyza ¢astic :
Tvorba pracovnich postupl pokrodilé analyzy
Charakterizujte Castice kritické pro proces a identifikujte .
nebezpecné Castice pomoci CAPA - korelacni automatizované

analyzy castic. CAPA kombinuje vase data ze svételnych
i elektronovych mikroskopd v jednom pracovnim postupu.

Kompletni korela¢ni pracovni postup
a informace o plvodu castic

Elektronova mikroskopie a systémy EDS%
Presné urceni zdroji kontaminace :

Zmérte morfologické charakteristiky ¢astic
a klasifikujte ¢astice podle jejich chemického sloZeni
pomoci pIné automatizovanych elementarnich analyz.

Méreni elementarniho PIné barevné pfrirazeni

slozeni kovovych castic vsech detekovanych prvkl
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Korelacni analyza castic
Pracovni postup

Svételna mikroskopie Postup

% Svételna mikroskopie ™ ZEISS Analyza technické ¢istoty
— Skenovani filtru LI Kvantifikace a zakladni klasifikace

HARDWARE SOFTWARE

ZEISS SteREO Discovery.V8

Velikost ¢astic = 15 um

ZEISS Axioscope 7

Velikost &astic > 50 pum v Kvantifikace ¢astic podle velikosti, tvaru,
rozdéleni

Kvalifikace ¢astic podle kovovych lesklych
a nekovovych vlaken

v Technologie jednoho skenu: pouze
jeden sken filtru je potfebny pro ziskani
informaci z obrazl svétlého pole
a kfizové polarizace

Standardni analyza

. 4

ZEISS Axio Zoom.V16

- . i I v Mé&feni vysky castic
ML GHar B e i i (Axioscope 7, Axio Imager 2)*

Analyza Cistoty oleje
(Axio Imager 2)

Casticové filtry é
z Cistici skfiné nebo ’ ZEISS Axio Imager 2

jiné metody extrakce
Castic Velikost ¢astic = 1 um
—

Rozsifena analyza
{

Elektronova mikroskopie Postup

@ Elektronova mikroskopie ™ ZEISS SmartPI
Sken filtru s EDS Ll Kvantifikace a pokrocild klasifikace
HARDWARE SOFTWARE
- ZEISS EVO - o o
- ~ Kvantifikace ¢astic podle velikosti, tvaru,

Velikost ¢astic = 20 nm rozdéleni

} v Detailnéjsi zkoumani morfologie ¢astic

v Rozsifena klasifikace podle elementéarniho

@%{ ZEISS Sigma slozeni a analyzy materialt pro nalezeni

hlavni pfic¢iny kontaminace
Velikost ¢astic = 20 nm




REPORT

v Automatické vytvoreni reportu jednim
kliknutim v souladu se vSemi hlavnimi
primyslovymi normami* a pfizplsobenymi
podnikovymi standardy.

KRITICKE CASTICE DETEKOVANY

AUTOMATICKY PREMISTIT KRITICKE CASTICE

B

REPORT

v Automatické vytvoreni reportu jednim
kliknutim v souladu se vsemi hlavnimi
prmyslovymi normami**

a prizpdsobenymi podnikovymi standardy.

LOKALIZOVANY PUVOD KONTAMINACE

ZEISS CAPA
Korelativni automatizovana analyza ¢astic

Korelac¢ni analyza napfic svételnou i elektronovou
mikroskopii v pIné integrovaném postupu

v Automaticky integrované reportovani LM / EM
v Presné urceni zdrojl kontaminace
v Rychlejdi informovana rozhodnuti

v Neustalé zlepSovani kvality vyroby

AZ 10X RYCHLEJS| VYSLEDKY V POROVNANI
S NAVAZNYMI INDIVIDUALNIMI ANALYZAMI

** Podporované
primyslové normy:
VDA 19.1, 1SO 16232,
1SO 4406, 1SO 4007,
DIN 51455*, SAE AS
4059, VDI 2083,

NAS 1638

* K dispozici od 2021
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Opticke svetelne

mikroskopicke systemy

o
FEIN

=K.

Pro velikost ¢astic = 15 pm
Doporucen pro standardni
analyzy v souladu s VDA 19.1

Identifikujte vlakna a rozlisujte

mezi kovovymi lesklymi a nekovovymi
Casticemi s timto nakladové efektivnim
systémem pro standardni aplikace
testovani cistoty.

Pro velikost castic = 50 pm
Doporucen pro standardni
analyzy v souladu s VDA 19.1

VyuZzijte automatizaci pro standardni
analyzu. Tento mikroskop umoznuje
plné motorizovany osovy pohyb pro
automatické zobrazovani a méfeni vysky
(2020/21) v kazdodennim provozu.

10

Pro velikost c¢astic = 5 pm
Doporucen pro rozsifené
analyzy v souladu s VDA 19.1
Provadéjte pfesné a opakovatelné
analyzy s timto pIné automatizovanym
digitalnim mikroskopem se zoomem,

ktery podporuje rychlé skenovani ve
velkém poli a pokrocilé analyzy.

Pro velikost ¢astic = 1 pm
Doporucen pro pokrocilé
analyzy, méreni vysky castic*
a analyzu oleje

Provadéjte analyzy Castic ve vysokém
rozliseni s timto pIné automatizovanym

mikroskopem pro rychlé a presné
méreni délky, Sifky a vysky castic*.

SOFTWARE
Software na analyzu castic
pro svételné mikroskopy

Tento snadno pouzitelny software pro
analyzu ¢istoty v souladu s normou
umoZfuje automatickou identifikaci

a klasifikaci ¢astic. Na rozdil od
konvencnich analytickych metod jsou
kovové lesklé Castice detekovany pouze
s jednim skenem filtru, coZ vyrazné
zrychluje jak vytvofeni reportu o Cistoté,
tak i identifikaci zdrojd kontaminace.
ZEISS Analyza technické Cistoty je
soucasti ZEISS ZEN core, softwarové
sady pro propojenou mikroskopii a mize
byt tudiz bez problém( integrovana do
postupl rozdifené analyzy. Regulacni
pozadavky, jako je FDA21 CFR &ast 11,
muZe splnit modul GxP jako volitelnd
soucast softwaru ZEN core TCA.



Elektronove
mikroskopicke systemy

C-SEM s EDS
Doporucen pro automatické
rutinni analyzy ¢astic

Vyuzijte tento systém SEM/EDS pro
rutinni aplikace analyzy castic. EVO je

k dispozici s variabilnim tlakem,
umoZzfiuje zobrazovani a analyzu
nevodivych vzorkd, jako jsou membrany
¢asticovych filtrd.

FE-SEM s EDS
Doporucen pro vysoce
rozlisovaci analyzy castic

Sigma 300 je SEM mikroskop vhodny
pro analyzu castic v fadu nanometrd.
Tento systém poskytuje vynikajici
zobrazovaci vysledky a je velmi
vhodny pro elementarni analyzu,
zejména na magnetickych vzorcich.

HARDWARE
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SOFTWARE

Software na analyzu castic
pro elektronové mikroskopy

SmartPl automatizuje detekci, analyzu
a klasifikaci ¢astic, spojuje do jedné
aplikace fizeni mikroskopu, zpracovani
obrazu a elementarni analyzu. PFi
pouziti v korelacnich postupech
software automaticky nacte kritické
Castice dfive identifikované pod
svételnym mikroskopem, coZ umoznuje
rychlé urceni chemického sloZeni pro
zjisténi hlavni pfic¢iny kontaminace.

* K dispozici od 2021
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Carl Zeiss
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen/Némecko

Prodej: +49 7364 20-6336
Servis: +49 7364 20-6337
Fax: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt

Carl Zeiss

Industrial Metrology, LLC
6250 Sycamore Lane North
Maple Grove, MN 55369/USA

Telefon: +1 763 744-2400
Fax: +1 763 533-0219
info.metrology.us@zeiss.com
www.zeiss.com/metrology

Zmény v prove?jem’, rozsahu dodévky a v disledku dalsiho technického vyvoje vyhrazeny.
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